Analoge Signaturanalyse

Fehlersuche auf
bestiickten Platinen

Fehler auf bestiickten Platinen
spliren die auf der analogen
Signaturanalyse basierenden
Spannungs-/Stromtester der
Serie »Fados« von ProTAr-Ge
(Vertrieb: HT Eurep) auf — und
das, ohne dass eine Versor-
gungsspannung am Priifling
anliegt oder der Anwender detail-
lierte Kenntnisse der fehlerhaften
Schaltung braucht.

lle Fados-Gerdte sind als Zweika

nalsysteme konzipiert L.'rd e*rr-f::—

lichen einen anwenderfreundlicher
Vergleich einer funmktionierenden und e iner
fehlerhaften Platine. Der Vergleich wird mit
ginem akustischen Signal unterstlitzt und
nach vorheriger Festlegung einer Toleranz
mit einem Gut- bzw. Fehlerton ausgewertet.
Eine 2-Kanal-DS0-Funktion, ein Analogaus-
gang von -5 bis +5 Volt und ein Rechteckge-
nerator mit einem Frequenzbereich von 200
Hz bis 25 kHz sind ebenfalls integriert.

Fiir die Analyse wird eine sinusfarmige Wech-
selspannung mit Strombegrenzung (ber zwe
Leitungen an einen Schaltungsknoten oder

als V/I-Kennlinie auf dem PC-Bildschirm dar-
gestellt. Die Signaturen an einem Verbin-
dungspunkt einer Schaltung kinnen mit der
entsprechenden Signatur einer bekannt funk-
tionsfahigen Platine verglichen werden. Gibt
es am untersuchten Schaltungsknoten unter-

dingungen durch falsche Bau-
teilwerte, eine unterbrochene Leiterbahn oder

I leiteribergang, wird dies
in den unterschiedlichen Darstellungen der
Signatur bzw. der VfI-Kennlinie sichtbar. Bei
identischen Bedingungen sind die Kennlinien

gleich und die Fehlersuche kann an einem
anderen Knoten fortgesetzt werden. Es be-
steht auch die M i
Priifling gegen zuvor von einem funktionie-
renden Produkt gespeicherté Signaturen zu

vergleichen. Das hat den Vorteil, dass bei der

Moglichkeit, einen defekten

Fehlersuche kein funktionierendes Referenz-

produkt vorhanden sein muss,

Die gleiche Technologie eignet sich auch fir
weitere Mbglichkeiten der Fehlersuche: 3o
ldsst sich beispielsweise (ber ein integriertes
Gleichspannungsnetzteil bei einem Strom von
0 bis 1500 mA die Spannung in 100-mV-
Schritten von O bis 16 Volt bis zu einem ein-
alwert erhGhen. Somit kann
Priifling mit Spannung ver-

naufnahme gemessen und mit
der Stromaufnahme einer intakten Platine
verglichen werden. Dabei gilt: Ist die Strom-
aufnahme der defekten Platine "|f her, liegt
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Testpunkt am Priifling Gber den Tastkopf an- uteildefekt vor; liegt

gelegt. Der Stromfluss in Abhangigkeit der ne ger !'t.:' e 5. omaufnahme vor, so (st eine

Spannung, die so genannte »Signaturs, wird Jnr-?"f.v::"f"'.'l-f'.tr. zu vermuten. Dank der
beriihrungslosen Infrarot-
Temperaturmessung erken-

i nen die Gerdte - nach Anle-

: gen der Versorgungsspan-

i nung an einer fehlerhaften

5 Platine - auch Bauteile mit
hoherer Temperatur, was
ebenso auf einen Defekt hin
deuten kann. (nw) ||
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